
ZEISS METROTOM 6 scout

Moc 
rozdzielczości
dla inspekcji i pomiarów
z użyciem tomografii komputerowej.

zeiss.pl/imt
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Szybka korekta narzędzi
Podczas produkcji części z tworzyw sztucznych często do 
uzyskania właściwej specyfikacji lub wykonania korekty narzędzia 
wymaganych jest wiele iteracji. Dzięki tomografii komputerowej 
i oprogramowaniu ZEISS REVERSE ENGINEERING proces ten 
można skrócić o 30-70%. W tym celu dane wolumetryczne są 
najpierw pozyskiwane za pomocą systemu ZEISS METROTOM 6 
scout. Ten kompletny zestaw danych 3D można następnie użyć 
w oprogramowaniu do przełożenia odchyłek od modelu CAD 
bezpośrednio na skorygowaną geometrię narzędzia.

Uzyskaj lepszy wgląd 
ZEISS METROTOM 6 scout 

Nieniszczące pomiary i inspekcje
ZEISS METROTOM 6 scout idealnie nadaje się przede wszystkim do 
inspekcji części z tworzyw sztucznych. Zarejestrowane obrazy o wysokiej 
rozdzielczości pozwalają wykonywać precyzyjne zadania pomiarowe 
oraz szczegółowe inspekcje wewnętrznych struktur. Jamy skurczowe, 
pory, pęknięcia, ślady upływu czy wypaczenie - wszystkie wady 
i odchyłki względem modelu CAD można wykryć metodą nieniszczącą.

Analiza wad

Porównanie danych 
nominalnych 
i rzeczywistych
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+37.34 mm

+5.79 mm +5.81 mm

Kontrola wymiarowa

Widok przekroju

Analiza grubości ścianek
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Potrzebujesz wykonać dokładny pomiar części, albo wykryć nawet najmniejsze 
wady wewnątrz badanej części? Z ZEISS METROTOM 6 scout to żaden problem. 
Dzięki wysokiej dokładności i rozdzielczości systemu, generowane wyniki 
pomiarów oraz inspekcji są precyzyjne i szczegółowe.

Wysoka rozdzielczość 
dla dokładnych wyników pomiarów
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+37.34 mm

+5.79 mm +5.81 mm

Widoczny każdy detal
Połączenie detektora 3k i źródła promieniowania 
rentgenowskiego 225 kV w systemie ZEISS METROTOM 6 scout 
pozwala uzyskać wyniki o wysokim kontraście i rozdzielczości, 
a także wyjątkową ostrość detali. W rezultacie nawet 
najmniejsze wady w części stają się widoczne i mogą być 
analizowane w najdrobniejszych szczegółach.

Dokładny pomiar
ZEISS METROTOM 6 scout pozwala wykonywać 
niezawodne i bardzo dokładne inspekcje jakości 
części na podstawie wyników pomiarów.
Dodatkowo można przeprowadzać dalsze 
analizy, takie jak analizy wymiarowe oraz 
grubości ścianek, czy porównanie danych 
rzeczywistych i nominalnych.

Średnica części

Rozmiar woksela

Źródło promieniowania 
rentgenowskiego

Detektor
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Łatwość użytkowania
ZEISS METROTOM 6 scout 

5-osiowy układ kinematyczny ze zintegrowanym stołem 
centrującym zapewnia optymalne pozycjonowanie części 
w objętości pomiarowej. Wystarczy umieścić obiekt
w przestrzeni pomiarowej maszyny - resztę wykona 
oprogramowanie. Oprócz uproszczenia obsługi urządzenia,

system zapewnia, że każda część jest mierzona w optymalnej 
pozycji, co gwarantuje najwyższą możliwą rozdzielczość.
Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, który normalnie byłby 
przeznaczony na skomplikowane ustawianie części w wiązce 
promieniowania rentgenowskiego.
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Wszystko w jednym oprogramowaniu 
ZEISS INSPECT X-Ray

Jeden pakiet oprogramowania umożliwia sterowanie 
urządzeniem, jak również ocenę metrologiczną danych, dzięki 
czemu dodatkowe oprogramowanie czy kroki pośrednie są 
zbędne. Łańcuch procesów, od rejestracji danych 
nieprzetworzonych, przez inspekcję, aż po stworzenie raportu 
pomiarowego, jest znacznie uproszczony.

Wykryte wady mogą być poddawane szczegółowej analizie 
i automatycznie oceniane według różnych kryteriów.
Dodatkowo, oprogramowanie umożliwia załadowanie do 
projektu danych wolumetrycznych kilku komponentów, 
przeprowadzanie analizy trendu oraz porównywanie 
danych rzeczywistych z modelem CAD.
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ZEISS Industrial Quality Solutions 
ZEISS Quality Excellence Center  
Madalińskiego 3, 61-509 Poznań 
Tel.: +48 61 894 78 93

ZEISS Quality Excellence Center 
Strzelecka 72, 43-109 Tychy   
Tel.: +48 32 720 93 54

ZEISS Quality Excellence Center 
Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
Tel.: +48 22 205 55 25

Sprzedaż: info.metrology.pl@zeiss.com 
Serwis: support.iqs.pl@zeiss.com 
Usługi pomiarowe: pomiary.pl@zeiss.com 
www.zeiss.pl/metrologia
www.zeiss.pl/centrumpomiarowe




